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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替 GB/T 11682—2008《低本底 α 和/或 β 测量仪》，与 GB/T 11682—2008 相比，除结构

调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了术语“本底（计数）”“表面发射率”“探测效率”“效率比”的定义（见 3.1、3.4~3.6，2008 年

版的 3.1、3.8、3.10 和 3.12）；

——更改了“（探测器）灵敏面积”“α/β 串道比”“β/α 串道比”的术语和定义（见 3.2、3.7 和 3.8，2008 年

版的 3.16、3.13）；

——删除了术语“仪器本底”“空白样品”“空白样品本底”“本底计数”“本底计数率”“（放射性）活

度”“低本底 α 和/或 β 测量仪”“几何因子”“干扰辐射”“探测器窗”（见 2008 年版的 3.2~3.7、
3.9、3.11、3.14 和 3.15）；

——增加了术语“单位面积本底计数率”“参考源”（见 3.3、3.9）；

——更改了“仪器组成及功能外观要求”（见 4.1，2008 年版的 4.1）；

——删除了“放射源”（见 2008 年版的 4.2）；

——删除了“仪器的分级要求”（见 2008 年版的 4.3）；

——增加了“仪器的技术指标”（见 4.2）；

——更改了“环境适应性”（见 4.3，2008 年版的 4.4）；

——更改了“电气安全要求”（见 4.4，2008 年版的 4.5）；

——更改了“电磁兼容性要求”（见 4.5，2008 年版的 4.6）；

——更改了“参考条件和标准试验条件”（见 5.1，2008 年版的 5.1）；

——增加了“参考源”（见 5.2）；

——增加了“外观检查”（见 5.3）；

——更改了“单位面积本底计数率试验”（见 5.4，2008 年版的 5.2）；

——更改了“效率比试验”（见 5.5，2008 年版的 5.3）；

——更改了“探测效率稳定性试验”（见 5.6，2008 年版的 5.4）；

——更改了“串道比试验”（见 5.7，2008 年版的 5.5）；

——更改了“环境适应性试验”（见 5.8，2008 年版的 5.6）；

——删除了“电源电压变化试验”（见 2008 年版的 5.7）；

——更改了“电气安全试验”（见 5.9，2008 年版的 5.8）；

——更改了“电磁兼容性试验”（见 5.10，2008 年版的 5.9）；

——删除了“运输试验”（见 2008 年版的 5.10）；

——更改了“检验规则”（见第 6 章，2008 年版的第 6 章）；

——更改了“标志”（见 7.1，2008 年版的 7.1）；

——更改了“运输”（见 7.3，2008 年版的 7.3）；

——更改了“贮存”（见 7.4，2008 年版的 7.4）；

——更改了“随行文件”（见第 8 章，2008 年版的第 8 章）；

——更改了规范性附录 A“几何因子”（见附录 A，2008 年版的附录 A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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低本底 α和/或 β测量仪

1　范围

本文件规定了低本底 α 和/或 β 测量仪（以下简称“仪器”）的技术要求、检验规则、标志、包装、运

输、贮存、随行文件，描述了相应的试验方法。

本文件适用于测量弱 α 和/或 β 放射性活度或表面发射率的仪器和多用途仪器中测量弱 α 和/或 β
放射性部分的设计、生产、验收环节。

本文件不适用于测量 α 或 β 能谱仪器的设计、生产、验收环节。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 8993　核仪器环境条件与试验方法

GB/T 17799.1　电磁兼容　通用标准　居住、商业和轻工业环境中的抗扰度

GB/T 19661.1　核仪器及系统安全要求　第 1 部分：通用要求

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　
本底（计数）　background （count）
在没有被测辐射源存在的条件下，仪器的固有计数。

[来源：GB/T 4960.5—2025，10.43，有修改]
3.2　

（探测器）灵敏面积　sensitive surface of a detector
探测器中对辐射灵敏并用于探测的面积。

3.3　
单位面积本底计数率　background counting rate per unit area
灵敏面积上，单位面积、单位时间内的本底计数。

3.4　
表面发射率　surface emission rate
单位时间内物体表面发射的给定类型的粒子数。

3.5　
探测效率　detection efficiency
在规定的几何条件下，单位时间探测到的某类型粒子数与辐射源同类型粒子的表面发射率之比。

[来源：GB/T 4960.6—2008，2.1.22]
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